出差报告

出差人：  吴跃庭
出差时间：2018年1月14日19日
出差地点： 深圳
出差内容： 公司年会、研发培训、华为晶振问题交流

工作日程
· 1月14日傍晚到东莞松山湖；
· 1月15日至16日参加公司组织的拓展活动：

· 1月17日下午与周文、研发赵伟讨论，研究华为晶振存储测试问题。就近一段时间 011F-1804晶振的一系列试验结果进行分析和研究；

初步结论如下： 
1， 011F-1804晶振高温存储90度1000小时存储老化率与120度1000小时存储相比相差很大近似12倍关系；

2， 90度存储加电老化率与90度静态老化率基本相近。说明可以用静态老化等效晶振加电工作在90度的老化；
3， 常温加电老化率与90度存储老化率基本相近。说明常温10年老化数据可以来推断晶振加电工作在90度的老化；

4， 从高温存储90度1000小时老化率与120度1000小时存储的老化率来看基本成线性且没有发散趋势（略有收敛），按推算也能满足10年小于4.6PPM要求，在使用上应该没有风险；
· 1月17日晚19点至21点对晶振研发团队进行培训“石英晶振在通信领域的应用”；
· 1月18日上午与刘总、周文、赵伟进一步讨论与华为交流的PPT；
· 1月18日下午与刘总、周文、赵伟、前往华为交流，华为夏工对此次提供的试验数据较为满意，基本认可我们提出的第4点结论；
· 1月19日上午在深圳与原单位老同事，原应达利总工(孙工)交流SC切晶体制造和小型化原子钟关键技术等问题。下午回南京。

